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Schweizerische Gesell:z:-haft

fiir Optik und Elektronenmikroskopie

Gegriindet 1969

Tdtigkeit

Versammlungen

Sektion Optik: Am 30. Oktober fand die Jahrestagung im
Hause der Firma Wild, Heerbrugg, statt. Sie war vor allem
wissenschaftlichen Vortrdgen iiber das neue Orthophoto-
system und einer Betriebsbesichtigung gewidmet. Ausserdem
orientierte Herr Dr. Lothmar iiber die sich in Arbeit be-
findliche Schweizerische Gemeinschaftspublikation in
Applied Optics "Optics in Switzerland".

Sektion Elektronenmikroskopie: Ebenfalls am 30. Oktober
fand im Institut fiir technische Physik an der ETHZ H&ngg-
erberg eine Tagung iiber "Ionendtzen und Ionendiinnen als
Prdparationsmethode in der Elektronenmikroskopie" statt.
Die Tagung mit Vortr&dgen iiber die physikalischen und
technischen Grundlagen sowie {iber Anwendungen sollte so-
wohl Wissenschaftlern wie Laboranten Einblick in diese
noch nicht breit etablierte Methode geben. Die grosse

Zahl der Teilnehmer zeigte, dass diese Art von wissen-
schaftlich-technischen Tagungen einem Bedlirfnis entspricht.

Koordination

An einer Vorstandssitzung wurden die Konsequenzen der Be-
mithungen des Vorstandes um die HOchstspannungselektro-
nenmikroskopie und der Tagung 1973 iliber dieses Thema ge-
zogen. Es zeigt sich, dass momentan die Bedingungen fiir
die Errichtung eines solchen Institutes in der Schweiz
nicht gegeben sind. Dies bedeutet aber nicht, dass fiir
gewisse Forschungsprojekte nicht die Anschaffung eines
solchen Gerdtes wieder akut werden kann.

Information, Ausbildung

Im Berichtsjahr wurden wieder eine Reihe von Rundschrei-
ben an die Mitglieder mit Information versandt. Die voll-
stdndigen Mitgliederlisten beider Sektionen und eine Liste
der Oberfldchenclektronenmikroskope in der Schweiz wurden
allen Mitglieder 2zugestellt.

Internationale Beziehungen

An der ICO-Konferenz 1974 in Tokyo vertrat Herr Dr.
H. Tiziani unsere Gesellschaft als Delegierter. - Herr
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Prof. Dr. E.R. Weibel vertrat unsere Gesellschaft als
Delegierter an der Generalversammlung 1974 der IFSEM in
Canberra, Australien. Angesichts der gewachsenen Bedeu-
tung der Elektronenmikroskopie in der Schweiz erhielt
unsere Gesellschaft das Anrecht auf 2 Stimmen in der
Delegiertenversammlung. Ausserdem wurde Prof. Weibel von
der Versammlung als Committee Member der IFSEM gewdhlt.
(ICO = International Commission for Optics; IFSEM = Inter-
national Federation of Societies for Electron Microscopy) .

2. Absichten filir die Zukunft

Im Jahr 1975 werden die beiden Sektionen wieder eine ge-

meinsame Tagung abhalten. Die Mitgliederversammlung wird

sich zu den Folgen der neuen Statuten der SNG zu entschei-
den haben.
3. Mitgliedschaft

Mitgliederbestand November 1974:

(Zahlen in Klammern per Oktober 1973)
Kollektivmitglieder 47 (38)
Einzelmitglieder Sektion Optik 85 (64)
Einzelmitglieder Sektion
Elektronenmikroskopie 265 (255)

Mitgliederbeitrédge:

Kollektivmitglieder Fr. 20.--
Einzelmitglieder Fr. 5.--
Einzelmitglieder als Delegierte
von Kollektivmitgliedern gratis
Der Prdsident: Dr. L. Wegmann
Schweizerische Paldontologische Gesellschaft
Gegriindet 1921
1. Tdtigkeit
1.1. Versammlungen

Im Berichtsjahr fanden zwei wissenschaftliche Versammlun-
gen statt. Am 19. Mai wurde die Frihjahrsversammlung in
Aarau durchgefiihrt. An den Vortrédgen, der Museumsbesich-
tigung und der Exkursion konnten nicht nur Mitglieder son-
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